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TABLEAU DE COMPETENCES DU PERSONNEL DE LA PLATEFORME

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE
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MICROSCOPIE ELECTRONIQUE

observation transmission X X X X x XF XF XF X X X XF XF

tomographie XF X

inclusion en résine XF X XF XF xf XF XF XF X X XF XF

microtomie XF XF XF XF xf XF XF XF X X XF XF

cryoultramicrotomie X X XF

- Tokuyasu X XF

- CEMOVIS XF

- cryo-planning

cryofiXation X X X XF X XF X

cryosubstitution X X X X XF X XF XF

cryomicroscopie MET XF X

observation MEB haut vide X X X XF XF XF X X X

métalisation or paladium XF XF XF X X X

évaporation carbone, platine XF XF XF XF XF

point critique XF XF XF X

obs MEB Pression variable X X X XF X

observation cryo-MEB X XF X XF

cryofracture, sublimation X XF X XF

immunomarquage XF X XF X X XF X X XF XF

X : COMPETENT

F : FORMATEUR

IPBS ITAV CBI

personnel en CDD ou départ à la retraite en 2016

FRAIB CPTP I2MC CMEAB


